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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SAMPLE PREPARATION FOR MEASUREMENT
OF MERCURY LEVEL IN FLUORESCENT LAMPS AND
LOW-PRESSURE MERCURY UV RADIATION SOURCES

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

A

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization-comprisi
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote internation
co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields®\TFo/this end a
in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Repor
Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Th
preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in\the subject dealt w
may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaisi
with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization f
Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement betweén the two organizations

The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as fiearly as possible, an internation
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from
interested IEC National Committees.

IEC Publications have the form of recommendations for internationak.use and are accepted by IEC Natior
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made\té€nsure that the technical content of IH
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for ‘the way in which they are used or for a
misinterpretation by any end user.

In order to promote international uniformity, IEC National\Committees undertake to apply IEC Publicatio
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence betwe
any IEC Publication and the corresponding national orregional publication shall be clearly indicated in the lattg

IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conform
assessment services and, in some areas, access;to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for a
services carried out by independent certification bodies.

All users should ensure that they have theJatest edition of this publication.

No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts a
members of its technical committees-and IEC National Committees for any personal injury, property damage
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) a
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IH
Publications.

Attention is drawn to the Nermative references cited in this publication. Use of the referenced publications
indispensable for the correct application of this publication.

IEC draws attentign™fo the possibility that the implementation of this document may involve the use of
patent(s). IEC takes™no position concerning the evidence, validity or applicability of any claimed patent rights
respect thereof, As of the date of publication of this document, IEC had received notice of (a) patent(s), whi
may be reqguited to implement this document. However, implementers are cautioned that this may not repres¢g
the latest.information, which may be obtained from the patent database available at https://patents.iec.ch. IH
shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
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The text of this Amendment is based on the following documents:

Draft Report on voting

34A/2398/CDV 34A/2427/RVC

Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in

th

e above table.

The language used for the development of this Amendment is English.
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This document was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2, and developed in
accordance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement, available
at www.iec.ch/members_experts/refdocs. The main document types developed by IEC are
described in greater detail at www.iec.ch/publications.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the
stability date indicated on the IEC website under webstore.iec.ch in the data related to the
specific document. At this date, the document will be

e reconfirmed,

e | withdrawn, or

e | revised.

Replace the existing main title of this document, "Sample prepatation for measurement pf
meercury level in fluorescent lamps”, with the following:

Sample preparation for measurement of mercury level infldorescent lamps and low-pressufe
meercury UV radiation sources

1| Scope
Replace the existing first paragraph with the‘fellowing new paragraph:

This International Standard specifies sample preparation methods for determining mercuyy
levels in new tubular fluorescent lamps:(including single capped, double capped, self-ballasted
a{d cold cathode fluorescent lamp (€CFL) for backlighting) and new low-pressure mercury Vv

rgdiation sources, containing 0,1 mg mercury or more. The intended resolution of the methods
described in this document is of the order of 5 %.

4| General
Afd the following.hew paragraph to the end of this clause:

Where "fluorescent lamp(s)" and "lamp(s)" are mentioned in Clause 5 and in Annex B of thfis
document; also "low-pressure mercury UV radiation source(s)" shall be read.

5/4.1.1% General

Replace the existing third paragraph with the following new paragraph:

When the free mercury is fully condensed, the total light output of the lamp will drop significantly
and the discharge colour will change throughout the lamp. The process of free mercury
localization (cold spotting) is then completed.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PREPARATION DES ECHANTILLONS EN VUE DE LA MESURE
DU NIVEAU DE MERCURE DANS LES LAMPES FLUORESCENTES ET

LES SOURCES DE RAYONNEMENT UV A MERCURE A BASSE PRESSION

AVANT-PROPOS

1)| La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation cempos
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I'l[EC). L'IEC a~pour objet
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les\.domaines
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, '|lEC — entre autres activités — publie des Normestinternationale
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au ‘public (PAS) et d
Guides (ci-aprés dénommeés "Publication(s) de I'l[EC"). Leur élaboration est confiée a des eomités d’études, a
travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisatio
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec I'lEC) participent également a
travaux. L'IEC collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon d
conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2)| Les décisions ou accords officiels de I'lEC concernant les questions techniques’représentent, dans la mesure

sont représentés dans chaque comité d'études.

3)| Les Publications de I'lEC se présentent sous la forme de recommaridations internationales et sont agréé
comme telles par les Comités nationaux de I'lEC. Tous les effokts raisonnables sont entrepris afin que I'l§
s'assure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; I'lEC ne peut pas étre tenue responsable
I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est.fdite par un quelconque utilisateur final.

4)| Dans le but d'encourager I'uniformité internationale, les_Comités nationaux de I'lEC s'engagent, dans toute
mesure possible, a appliquer de fagon transparente les _Publications de I'lEC dans leurs publications national
et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de I'lEC et toutes publications nationales
régionales correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

5)| L'IEC elle-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendarn
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accédent aux marques
conformité de I'lEC. L’IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certificati
indépendants.

6)| Tous les utilisateurs doivent s'assurénqu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publication.

7)| Aucune responsabilité ne doit étre<imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandatairg
y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de I'lE
pour tout préjudice causé enjcas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelq
nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais de justice) et les dépens
découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de toute autre Publication de I'lE
ou au crédit qui lui@straccordé.

8)| L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L’utilisation de publicatio
référencées gstobligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9)| L'IEC attired'attention sur le fait que la mise en application du présent document peut entrainer I'utilisation d'
ou de plusieurs brevets. L'lEC ne prend pas position quant a la preuve, a la validité et a I'applicabilité de tg
droit @e“brevet revendiqué a cet égard. A la date de publication du présent document, I''EC a regu notificati
qu'un ou plusieurs brevets pouvaient étre nécessaires a sa mise en application. Toutefois, il y a lieu d'avertir |
responsables de la mise en application du présent document que des informations plus récentes sd

possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les(Comités nationaux de I'lEC intéressg
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C

L’Amendement 2 de I'l|EC 62554:2011 a été établi par le sous-comité 34A: Sources lumineuses

électriques, du comité d'études 34 de I'lEC: Eclairage.

Le texte de cet Amendement est issu des documents suivants:

Projet Rapport de vote
34A/2398/CDV 34A/2427/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a son approbation.
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La langue employée pour I'élaboration de cet Amendement est I'anglais.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2, il a été développé selon les
Directives ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISO/IEC, Supplément IEC, disponibles sous
www.iec.ch/members_experts/refdocs. Les principaux types de documents développés par
I'lEC sont décrits plus en détail sous www.iec.ch/publications.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité
indiquée sur le site web de I'l[EC sous webstore.iec.ch dans les données relatives au document

r charehd A catta date la docuument cara
goHercHe—/Cetteaate 16 GO CumeRtStia

reconduit,
e | supprimé, ou

o| réviseée.

Remplacer le titre principal existant du présent document, "Préparation des échantillons en vye
d¢ la mesure du niveau de mercure dans les lampes fluores€entes”, par le suivant:

Préparation des échantillons en vue de la mesure duyhiveau de mercure dans les lampgs
fllorescentes et les sources de rayonnement UV a mercure a basse pression

1| Domaine d’application
Remplacer le premier alinéa existant parJde‘nouvel alinéa suivant:

LI présente Norme internationale spécifie les méthodes de préparation des échantillons en vye
de la détermination des niveaux de“mercure dans des lampes tubulaires fluorescentes neuvgs
(Y] compris celles a culot unique,-a deux culots, a ballast intégré et les lampes fluorescente|a
cathode froide (CCFL, cold-cathode fluorescent lamp) pour le rétro-éclairage) et dans lIgs
sq@urces de rayonnement MJ\~a mercure a basse pression neuves dont la teneur en mercure eft
sypérieure ou égale a 0,9 mg. La résolution prévue des méthodes décrites dans le présent
document est de l'ordre de 5 %.

4| Généralités

Alouter le(riouvel alinéa suivant a la fin de I'article.

LIrsque "lampes fluorescentes" et "lampes" sont mentionnées dans I'Article 5 et daIs
|| 4 H H H (1] e

rayonnement UV a mercure a basse pression".

5.4.1.1 Généralités

Remplacer le troisieme alinéa existant par le nouvel alinéa suivant:

Lorsque le mercure libre est complétement condensé, le flux lumineux total de la lampe baisse
de maniere significative et la couleur de décharge varie dans toute la lampe. Le processus de
localisation du mercure libre (réalisation par point froid) est alors accompli.
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